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[57]申請專利範圍
1.　一種專利品質評估方法，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器
以及耦接該伺服器之一資料庫，包括：定義各引用人之對應權值，其中該對應權值根據

各引用人於一產業中所擁有之市佔率來決定；以該資料庫所儲存一專利被該些引用人引

用之次數以及該各引用人之對應權值，由該伺服器定義出該專利之引用人參數，其中該

伺服器定義出該專利之引用人參數係使用下式計算：  其中 ψa,s為一

引用人之對應權值，na,s為一引用人引用該專利之總次數；以該資料庫所儲存該專利核

准後一特定時間內每年被引用之次數，由該伺服器定義出該專利之引用狀態參數，其中

定義出該專利之引用狀態參數更包括：以所儲存該專利核准後一特定時間內每年被引用

之次數，定義出一單次引用權值，其中單次引用權值係使用下式計算：

其中 Ez,q為該專利在 z年被核准，而於 第(z+q)年被引用之次數；以該

專利每一年被引用次數以及每一年之單次引用權值定義出每一年總引用權值，其中每一

年總引用權值係將該專利該年之單次引用權值乘上該專利該年之總引用次數；以及累加

該特定時間內每一年之總引用權值以定義出該專利之該引用狀態參數，；以及該伺服器

將該引用人參數乘上該引用狀態參數以定義出該專利之品質成績。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中該專利每一年之之單次引用權值與該專利每年
被引用之次數成反比關係。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，更包括使用該伺服器定義一其他參數，其中該其他
參數可為一專利之法律狀態品質、被引用層數品質、半衰期品質、被引用之分佈狀態品

質或其上述組合，其中該專利之法律狀態參數，係指一專利存續期間其專利權利狀態受

他人挑戰之情況；其中該專利之半衰期品質係指該專利之核准公開時間與引用該專利之

一專利核准公開時間，兩者間之時間差。其中該專利之被引用之分佈狀態品質，係指該

專利於公開後至到期前被引用之狀況。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之方法，更包括根據該引用人參數、該引用狀態參數以及該
其他參數定義該專利之品質成績。
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5.　如申請專利範圍第 4項所述之方法，其中定義該專利之品質成績係指將該引用人參數、
該引用狀態參數以及該其他參數相乘。

6.　一種專利品質評估方法，係用以評估一公司之專利品質，該公司於一技術領域中具有至
少一篇專利，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該

伺服器之一資料庫，包括：根據申請專利範圍第 1項定義出該技術領域中各專利之引用
人參數、引用狀態參數以及對應之品質成績；以該些品質成績，由該伺服器排序該些專

利；定義一關鍵比例值，並將排序在該關鍵比例值內之專利定義為合於品質專利；該伺

服器計算該公司合於品質之專利數；以及以該公司合於品質之專利數，由該伺服器定義

該公司於該技術領域中之必要專利權值，其中該必要專利權值係使用下式計算：

其中 EPNij為該公司於該技術領域中合於品質專利數，Pij則為公司

於該技術領域中所擁有之總專利數。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之方法，更包括定義該技術領域中各專利之其他參數，其中
該其他參數可為一專利之法律狀態品質、被引用層數品質、半衰期品質、被引用之分佈

狀態品質或其上述組合，其中該專利之法律狀態參數，係指一專利存續期間其專利權利

狀態受他人挑戰之情況；其中該專利之半衰期品質係指該專利之核准公開時間與引用該

專利之一專利核准公開時間，兩者間之時間差。其中該專利之被引用之分佈狀態品質，

係指該專利於公開後至到期前被引用之狀況。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之方法，更包括根據該引用人參數、該引用狀態參數以及該
其他參數定義該專利之品質成績。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之方法，其中定義該專利之品質成績係指將該引用人參數、
該引用狀態參數以及該其他參數相乘。

10.   如申請專利範圍第 6項所述之方法，其中該關鍵比例值可為專利品質成績大於一定標準
內之專利。

11.   一種評估一公司技術強度之方法，係用以評估一公司在一技術領域中所具有之技術強
度，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該伺服器之

一資料庫，包括：根據申請專利範圍第 10定義出該該公司於該技術領域中之必要專利權
值；計算該公司之現行衝擊指數值以及該公司於該技術領域中所擁有之總專利數；以及

根據該必要專利權值、該現行衝擊指數值以及該總專利數定義出該公司之技術強度，其

中定義該公司之技術強度係由下式計算：ETSij=Pij×EPIij×CIIij其中 ETSij為該公司於該

技術領域中之技術強度值，EPIij為該公司於該技術領域中之必要專利權值，Pij為公司

於該技術領域中所擁有之總專利數，CIIij為該公司於該技術領域中之現行衝擊指數值。

12.   一種電腦可使用媒體，其中儲存有一系列指令，當由一微處理器執行時，此微處理器可
完成如請求項 1所述之方法。

13.   如申請專利範圍第 12項所述之媒體，更包括可執行下述程序：以品質成績排序專利；
根據一關鍵比例值，定義合於品質專利；計算一公司合於品質之專利數；以及根據該合

於品質之專利數定義該公司於一技術領域中之必要專利權值，其中定義該公司於該技術

領域中之必要專利權值係由下式計算：  其中 EPNij為該公司合於品

質之專利數，Pij則為公司於該技術領域中所擁有之總專利數。

14.   如申請專利範圍第 13項所述之媒體，更包括可執行下述程序：計算該公司之現行衝擊指
數值以及該公司於該技術領域中所擁有之總專利數；以及根據該必要專利權值、該現行

(2)
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衝擊指數值以及該總專利數定義出該公司之技術強度，其中定義該公司之技術強度係由

下式計算：ETSij=Pij×EPIij×CIIij其中 ETSij為該公司於該技術領域中之技術強度值，

EPIij為該公司於該技術領域中之必要專利權值，Pij為公司於該技術領域中所擁有之總

專利數，CIIij為該公司於該技術領域中之現行衝擊指數值。

圖式簡單說明

第 1圖所示為本發明評估一專利品質時所使用之系統方塊圖。

第 2圖所示為專利單年之被引用次數分佈。

第 3圖所示為專利核准公開後，被引用年與其專利重要性之關係圖。

第 4圖所示為一專利被其他專利引用之階層關係圖。

(3)
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